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Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej 4M Tornado wraz z 
analizatorem faz D2 Phaser (firmy Bruker) doposażone w bazę 

danych krystalograficznych ICDD w wersji PDF 4+ stanowią 
urządzenie najnowszej generacji w zakresie identyfikacji składu 

chemicznego i fazowego materiałów 
 

 

 

Spektrometr Fluorescencji  

Rentgenowskiej oraz baza danych PDF 4+ 



 

 

Elektrochemiczny Mikroskop ze Skanującą Sondą (EC-SPM) 

 

Zakupione urządzenie pozwala na analizę składu chemicznego 
(identyfikacja pierwiastków nie lżejszych niż Na) z opcją mapowania 
na powierzchni kilku cm2. Rozmiar pojedynczego, analizowanego 

obszaru (25 m) zapewnia stosunkowo dobrą rozdzielczość liniową 
analizy, a dodatkowe oprogramowanie umożliwia badanie struktur 
warstwowych. Baza danych PDF 4+ kompatybilna z formatem 
rejestrowanych danych techniką dyfrakcji rtg. zawiera możliwie 
największy zbiór danych krystalograficznych dla materiałów 
nieorganicznych.  
 
Wykorzystanie dwóch zjawisk fizycznych (dyfrakcji- i fluorescencji 
rentgenowskiej) daje efekt synergii, który sprawia, że potencjalnie 
możliwości badawcze zakupionego urządzenia są relatywnie duże i 
zostaną wykorzystane w badaniach prowadzonych w Pracowni 
Struktur Anizotropowych IMIM PAN.  
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